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  価電子帯スペクトルによる材料分析（ESCA）

  


        概要

ESCAの内殻スペクトルでは相互の区別が困難な材料について、価電子帯スペクトルを用いることにより識別が可能です。汎用的なポリマー材料に適用した例について紹介します。

分析事例

C、Hのみから構成されるポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP）のC1sスペクトルと価電子帯スペクトルを図1及び2にそれぞれ示します。

C1sスペクトルでは、ピーク位置及び形状が類似するため区別が困難でした。一方、価電子帯スペクトルでは、僅かな構造の違いがピーク形状に反映されるため、異なるスペクトルが得られます。このように、電子帯スペクトルを利用することで構成元素や組成が類似した材料でも識別が可能です。
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				関連する分析装置

				 
					
    X線光電子分光分析装置 Electron Spectroscopy for Chemical Analysis（ESCA） X-ray Photoelectron Spectroscopy（XPS）				
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					弊社の分析技術について、納期やコストについてご検討の方は、
お問い合わせフォームより問い合わせください。
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